Engenharias

(;ERAC}AO DE SINAIS DE RADIO FREQUENCIA DE BAIXO CUSTO PARA AUTO-TESTE.
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E cada vez maior a utilizacdo de dispositivos portateis de comunicacéo de baixo custo de implementacao.

Deste custo, parte significativa envolve o teste destes circuitos. Portanto, dentro do contexto de dispositivos
construidos num Gnico chip (System on Chip), existe uma necessidade crescente de testes de baixo custo que possam
ser implementados internamente ao dispositivo. Geralmente, a execucéo de uma rotina de teste envolve a geracdo de
sinais a serem aplicados ao circuito sob teste. Assim, circuitos operando na faixa de radio freqiiéncia requerem a
geracdo de sinais de alta freqiiéncia. Neste trabalho é discutida uma forma de gerar sinais de teste internamente ao
dispositivo, com baixo custo de implementacéo. E sabido que a série de Fourier de uma onda quadrada cujos semi-
ciclos superior e inferior ndo possuem o mesmo tempo de duracdo é composta por tons pares e impares maltiplos da
frequéncia fundamental. Utilizando a saida serial de alta velocidade de um FPGA, foi enviado um trem de bits que se
assemelha a uma onda quadrada. Conforme a disposicéo de cada bit no trem de bits e a taxa de envio, pode-se gerar
uma determinada freqliéncia fundamental, bem como suas harménicas. Geralmente, em se tratando de um sinal de
teste, procura-se trabalhar com uma Unica frequiéncia, ou seja, uma sendide. Portanto, para eliminar as harmdnicas do
sinal gerado, é necessario um filtro passa baixas. Contudo, é razodvel assumir que a largura de banda dos circuitos
sob teste é limitada, ou seja, comporta-se de forma parecida com um filtro passa baixas, eliminando assim as
harmanicas de freqiiéncia mais alta, restando apenas a freqiiéncia fundamental. E facil observar que a geracéo destes
sinais ndo apresenta um custo elevado, ja que necessita apenas de uma memaoria ROM e l6gica digital. (PIBIC).
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